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Приложение

Перечень используемых сокращений ВФХ - вольтфарадная характеристика

ВАХ - вольтамперная характеристика ППС - плотность поверхностных состояний АОП - анодная окисная пленка АО - анодный окисел

МДП - структура металл-диэлектрик-полупроводник

МОП - металл-окисел-полупроводник

ТКР - температурный коэффициент расширения

ОПЗ - область пространственного заряда

ГРШ - генерационо-рекомбинационный шум

РФС - рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

ОЭС - Оже-электронная спектроскопия

ВИМС - масс спектроскопия вторичных ионов

ССК - сульфосалициловая кислота

ТОПЗ - ток, ограниченный пространственным зарядом

АПЕС - электронные состояния адсорбционного происхождения
8

4

